全自动生长曲线分析仪技术指标

仪器名称：全自动生长曲线分析仪

数量：1套，进口
用途：教学与科研
技术指标:

1、  利用对样品的浊度测量分析生长曲线

2、  培养时间：1～1600小时。
3、  培养和测量温度范围：1～60℃，精度±0.1℃，至少可在系统运行过程中改变1次培养温度
4、  *培养和测试样品数量：≧200个
5、  加热时间：从20℃至30℃加热时间≦30min。
6、  检测器：硅光电二极管
7、  *滤光片：≧8个，其中带有1个宽波段滤光片（420-580nm），每个样品可同时检测至少3个不同波长的OD值变化。
8、  光源：石英卤素灯
9、  培养系统允许自由选择和设计培养基成分和pH等条件。
10、 样品和盖能够同时加热或制冷，消除盖的冷凝效应。
11、 分析软件：标准软件，可计算斜率、面积、起始和重点的OD值，最大和最小OD值，检测时间。
12、 主流品牌台式计算机，双核CPU，2G内存，500G以上硬盘，20英寸液晶显示器。

